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摘要(译)

公开了一种用于鉴定样品中感兴趣的分析物的测试装置和方法。在优选
实施例中，测试装置包括具有至少一个样品施加孔的前面板;后面板，具
有至少一个溶剂施加孔;设置在后面板和前面板之间的样品收集基质，样
品收集基质与前面板和后面板的样品和溶剂施加孔连通;和至少一个可插
入的测试条，其含有能够检测感兴趣的分析物的试剂。
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